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Raporu hazirlayan(lar):
isim(1):
Numara(1):

isim(4):
numara(4):

isim(3):
numara(3):

isim(2):
numara(2):

Deney Uygulama Tarihi: / /20

Deney Numarasi:2
| Deneyin Adi: NAND / NOR Lojik Kapilarinin uygulanmasi
Deneyin Amacr:
Temel kapi devreleri islemleri ve bu islemleri gerceklestiren kapi devrelerinin incelenmesi ve gerceklestirilmesi. Bilindigi
gibi dijital elektronik devrelerin temelini olustururlar. Entegre (IC) olarak imal edilen kapilar, transistorlar, diyotlar ve

diger solid maddelerden yapilirlar. Dijital devrelerde genellikle lojik O yanlisi, lojik 1 ise dogruyu ifade etmektedir.

Sekil 1. Dijital Elektronik icin voltaj-lojik simgeleme ¢evrim tanimlama tablosu.
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Deneyde Elde Edilen Bulgular:

NAND Kapisi igin:

Girigler Cikis Lojik Gosterim
A(v) | B | vov) | o Lojik(1/0)

NOR Kapisi igin:

Girigler Cikis Lojik Gosterim
A(v) | B | vov) | o Lojik(1/0)

Deneyde Karsilasilan Sorunlar:

Deney Sonucu:

Not: Deney raporunun ders siiresi icinde doldurulmasi ve okunakli — dogru sekilde doldurulmus olmasi gerekmektedir. Deney
sirasinda elde edilmeyen, deney disi bilgilerin raporda yazilmamasi gerekmektedir. Deneyden alinan puan deneye katilan her
ogrenci icin gecerli olup deneye katilmayan 6grenci rapor vermeyecektir.




